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最新鋭C-SAM® スタンダード機種

D9600™は、PolyGate™やSonolytics™等の
機能を搭載した最新鋭・超音波顕微鏡の
スタンダードモデルです。
高精度・高機能の新世代C-SAMで、
検査・解析業務をスピディーかつ正確に！

特　　徴 備　　考

超高解像度（VHR)
最大6700万画素（8000×8000ポイント以上）

※標準400万画素（2000×2000ポイント以上）

5~230MHｚのトランスデューサーが使用可能

デジタルゲート 1nsecステップでの微調整可能

ゲイン 最大95ｄB（0.5ｄBステップで選択可能）

Sonolytics for windows7 Ultimate(64bit) 多言語対応<日本語･英語･中国語など>

AUTOSCAN(ｵｰﾄｽｷｬﾝ機能) 走査位置、走査ｴﾘｱ､焦点､ｹﾞｰﾄ､ｹﾞｲﾝを調整して、全自動で計測。

スキャン・リファレンス標準搭載（水平固定治具付））

リニアモーター・高速スキャナー

水再循環ユニット、水温コントロールユニット

出力ファイル形式 （デジタルデータ変換、ファイル保存用） GIF、JPEG,TIF、BMP、PCX等

ＰｏｌｙＧａｔｅ(Multi-Gate,Probing-Gate) 最大で100ゲートを一度のスキャンで同時に計測可能。

反射測定モード C-Scan、A-Scan、C-Scan、Bulk Scan,     Loss of Back Echo

ＴＨＲＵ－Ｓｃａｎ(透過測定モード） 100MHzまで対応。

ＳＴＡＲモード 透過・反射の両方のイメージを一度のスキャンで同時取込可能。

Q-BAM（定量的B-Scan解析モード） 高精度疑似断面化。

Ｚｉｐ　Ｓｌｉｃｅ＆３V
仮想三次元計測。
マルチフォーカスによる多層計測
（最大200層まで対応）

Ｔｒａｙ－Ｓｃａｎ
JEDEC型トレイ上の全サンプルの自動計測と良否判定基準ごとに
自動データ収集および解析。
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最新鋭C-SAMハイエンド機種
Sonoscan社はハイエンド機種「Gen5」に、
さらに最新機能を加えた新機種「Gen6」を
開発しました。
「Gen6」は世界最高峰の高度な超音波顕微鏡
画像を提供します。

Gen6™C-SAM®

FACTS²™DF2400 AW300™D24™FastLine™P300™

高速スキャニングシステム ラージサンプル用検査装置 高速自動トレイ・スキャニングシステム 自動ウエハー貼り合わせ検査装置

特　　徴 備　　考

超高解像度(VHR)
最大2億6800万画素（16000×16000ポイント以上）
※標準1600万画素（4000×4000ポイント以上）

5～400MHzのトランスデュ－サ－が使用可能

デジタル画像解析(DIA)

エリア解析、イメージ強調、ヒストグラム、FFT、

ピクセル振動解析、画像減算・加算を含む画像のデジタル解析。
ボイド・剥離の個数カウントして計算。

SonoSimulator(ソノ・シミュレーター) 多層ステックデバイス解析支援ツール

VRM

（ヴァ―チャル・リスキャニング・モード）

全測定ポイントでのA-Scanデータを記録し、サンプルがない

場合でも、一度スキャンしたサンプルさえあれば、データのみで
ゲートの深さ、幅、ゲインを再設定して事後解析が可能。
さらに、FFTによる周波数解析が可能。


